Министерство промышленности и торговли РФ

Государственная корпорация «Ростех»

АО «Объединенная приборостроительная корпорация»
АО «РНИИ «Электронстандарт»

ПРОГРАММА

Научно-техническая конференция
«Пути решения задач обеспечения современной радиоэлектронной аппаратуры надежной электронной компонентной базой» «СЕРТИФИКАЦИЯ ЭКБ-2021»

28 – 30 апреля 2021 г.          






г. Санкт-Петербург

	28.04.21


	
	830 – 1000
	Регистрация участников конференции.

	
	1000 – 1015
	Открытие конференции.
Приветственное слово Исполнительного директора

АО «РНИИ «Электронстандарт» Сергея Александровича Хрусталева

	
	1015 – 1030
	Приветственное слово. Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Шалаева Антона Павловича


ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
	Современные вопросы стандартизации и сертификации в области ЭКБ


	1. 
	1030 – 1100
	Головная научно-исследовательская организация АО «ОПК» по развитию ЭКБ.

Докладчик: Первый заместитель генерального директора АО «РНИИ «Электронстандарт», к.ф.-м.н. Роман Григорьевич Левин

	2. 
	1100– 1130
	Доклад.

Заместитель генерального директора по качеству АО «ИСС» имени академика М. Ф. Решетнёва», к.т.н. Юрий Викторович Максимов

	3. 
	1130 – 1200
	Результаты внедрения методологии «фаундри» в целях разработки и изготовления современной отечественной СВЧ электронной компонентной базы.

Докладчики:

Исполнительный директор АО «РНИИ «Электронстандарт» 
Сергей Александрович Хрусталев 

Заместитель генерального директора по развитию АО «Светлана-Рост», к.ф.-м.н. Алексей Гелиевич Филаретов

	4. 
	1200 – 1230
	Проблема внедрения отечественного ЭКБ на этапах подготовки инженерных кадров.

Докладчик: Генеральный директор АО «НИИМА «Прогресс»,
Захар Константинович Кондрашов

	5. 
	1230 – 1300
	Особенности оценки и подтверждения соответствия электронной компонентной базы космического применения требованиям стойкости к воздействию ионизирующего излучения космического пространства в условиях изменения нормативной базы.

Докладчик: Заместитель руководителя – директор НТЦ-1 филиала АО «ОРКК» - «НИИКП» Александр Евгеньевич Козюков

	6. 
	1300 – 1330
	Международная система оценки качества электронных компонентов МЭК ЭК. Степень гармонизации требований, повышение уровня качества отечественной электронной компонентной базы.
Докладчик: старший научный сотрудник Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
Алексей Викторович Гудович

	

	1330 – 1430
	Обед.

	СЕКЦИЯ
Вопросы и проблемы обеспечения импортозамещения ЭКБ в радиоэлектронной аппаратуре. Новые разработки ЭКБ ОП


	7. 
	1430 – 1500
	Развитие испытательного центра АО «РНИИ «Электронстандарт».

Докладчик: Руководитель испытательного центра АО «РНИИ «Электронстандарт» Алексей Андреевич Голубев

	8. 
	1500 – 1520
	Проблемные вопросы импортозамещения в электронной промышленности Российской Федерации.

Докладчик: Заместитель главного конструктора АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» Александр Владимирович Ларионов

	9. 
	1520 – 1540
	Унифицированные микроэлектронные модули для космических систем.

Докладчик: Начальник отделения дизайн-центра космических микроэлектронных систем АО «Российские космические системы», к.т.н. Виталий Викторович Рахвалов

	10. 
	1540 – 1600
	Детерминал –новая отечественная платформа тестирования ЭКБ. Технический директор ООО «Остек-Электро» 
Андрей Юрьевич Насонов

	11. 
	1600 – 1620
	Контроль микродефектности - повышение надежности микросхем и снижение их себестоимости.

Докладчик: Заместитель генерального директора ОАО «Планар» Владимир Иванович Плебанович

	12. 
	1620 – 1640
	Безотказность мощных СВЧ нитридных транзисторов отечественного

происхождения: подтверждать или прогнозировать.

Докладчик: Заместитель генерального директора по развитию АО «Светлана-Рост», к.ф.-м.н. Алексей Гелиевич Филаретов

	13. 
	1640 – 1700
	Обеспечение требуемых уровней стойкости радиоэлектронных компонентов к воздействию ионизирующих излучений космического пространства при применении специализированных защитных корпусов.

Докладчик: Инженер-разработчик АО «ТЕСТПРИБОР» 
Михаил Николаевич Никитин

	14. 
	1640 – 1700
	Особенности использования кварцевых генераторов в высоконадежной аппаратуре. Докладчик: Заместитель начальника лаборатории разработки генераторов АО «Морион» Аркадий Гурьевич Никонов

	15. 
	1700 – 1730
	Высокоемкостные танталовые конденсаторы по гибридной технологии производства КНР. Особенности технологии и сравнительный анализ с другими видами электролитических конденсаторов.

Докладчик: старший инженер проектно-технического департамента ООО «Эпсилон» Павел Валерьевич Кулик

	

	29.04.21


СЕКЦИЯ

	Надежность и радиационная стойкость современной ЭКБ и особенности их оценки для высоконадежной аппаратуры


	16. 
	900 – 930
	Современные тенденции проведения испытаний ЭКБ на стойкость к воздействию ТЗЧ.

Докладчик: начальник НПК филиала АО «ОРКК» - «НИИКП» 
Антон Сергеевич Бычков

	17. 
	930 – 1000
	Комплексные решения поставки ЭКБ производства КНР (радиационностойкие и высоконадежные).

Докладчик: руководитель проекта ООО «Феникс Электроникс» 
Никита Олегович Коротаев

	18. 
	1000 – 1030
	Доклад. Начальник отдела развития экспериментальной базы АО «НИИП» Александр Игоревич Абрамов

	19. 
	1030 – 1100
	Доклад. Директор ООО «ИРЗ Тест» Михаил Викторович Ткачук

	20. 
	1100 – 1130
	Аспекты внедрений модуля компьютерного ядра FUSIO RT в РЭА предприятий Роскосмоса.

Докладчик: руководитель отдела ООО «СДС» Константин Валерьевич Бердичевский

	21. 
	1130 – 1200
	Функциональный контроль изделий микроэлектроники в задачах верификации ЭКБ на этапах жизненного цикла.

Докладчик: Ведущий инженер-Заместитель начальника НТК-6 АО «НПО СПЭЛС» Иван Борисович Леухин

	22. 
	1200 – 1230
	Радиационно-ориентированная и СВЧ-характеризация техпроцессов контрактного изготовления изделий ТСВЧЭ: услуги и сервисы для разработчиков, производителей и потребителей ЭКБ и РЭА.

Докладчик: Научный сотрудник НТК-1 АО «НПО СПЭЛС» 
Денис Иванович Сотсков

	23. 
	1230 – 1300
	Особенности радиационных испытаний компонентов радиофотонных систем.

Докладчик: Ведущий инженер НТК-4 АО «НПО СПЭЛС»
Роман Константинович Можаев

	24. 
	1300 – 1330
	Повышение надежности ЭКБ за счет внедрения дополнительных методов контроля качества.

Докладчик: начальник сектора РФА ИТЦ АО «НПЦ «Полюс» 
Лилия Витальевна Осокина

	1330 – 1430
	Обед.

	25. 
	1430 – 1500
	Направления работ по испытаниям ЭКБ на стойкость к электростатическим разрядам (ЭСР) и одиночным импульсам напряжения (ОИН).

Докладчик: Генеральный директор ООО НПП «Прорыв» 
Вячеслав Анатольевич Тухас

	СЕКЦИЯ

	Порядок применения ЭКБ ИП в радиоэлектронной аппаратуре. Порядок подтверждения соответствия ЭКБ ИП условиям применения

	

	26. 
	1500 – 1530
	Доклад. Руководитель региональных продаж
ООО «Вайсс Климатехник» Валерий Николаевич Беседин

	27. 
	1530 – 1600
	Вопросы качества выполнения ГОЗ.

Докладчик: Директор по качеству АО «РНИИ «Электронстандарт» Антон Владимирович Батурин

	28. 
	1600 – 1630
	Повышение радиационной стойкости аналоговой ЭКБ путем использования каскадов в режиме с обострением.

Докладчик: Доцент НИЯУ МИФИ Анатолий Алексеевич Лебедев

	

	30.04.21


	1
	Круглый стол

	2
	Закрытие конференции

	3
	Экскурсионные мероприятия


Руководитель конференции,

Исполнительный директор 
АО «РНИИ «Электронстандарт» 

           Хрусталев Сергей Александрович
